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                                    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
21-22 декабря 2015 года
ПРИГЛАШАЕТ

научных сотрудников, сотрудников лабораторий и биомедицинских организаций, преподавателей, студентов и аспирантов принять участие в совместных мероприятиях Научного парка  и биологического факультета, посвященных памяти проф. А.А. Заварзина:
«Школа по электронной микроскопии»   

«Чтения памяти проф. А.А.  Заварзина»
Школа по электронной микроскопии пройдет при участии Leica (Германия) и Jeol (Япония). В рамках школы будут прочитаны доклады по трансмиссионной и сканирующей электронной микроскопии, по пробоподготовке для рутинных исследований, крио-электронной и корреляционной микроскопии, а также будут проведены демонстрации метода замораживания-скалывания и работы просвечивающего и сканирующего электронных микроскопов (см. Программу). Запись на мастер-классы будет проводиться на основании краткого резюме, обосновывающего Ваш интерес к методу. Количество мест ограничено. Резюме необходимо прислать специалисту Ресурсного центра «Развитие молекулярных и клеточных технологий» Научного парка СПбГУ Воробьеву Максиму до 18 декабря по адресу: vorobiev.maxim@spbu.ru. Мастер-классы будут проведены 21 декабря с 14.00 до 18.00 в помещениях Ресурсного центра (Главное здание СПбГУ, пом. 71, вход со двора). По окончании школы зарегистрированным слушателям будет выдан сертификат об участии.
В рамках Чтений памяти проф. А.А. Заварзина будет рассказано о жизненном пути профессора и его вкладе в науку.

Адрес проведения мероприятий: Университетская наб., д.7, Главное здание СПбГУ, ауд. 133, пом. 71.
ПРОГРАММА
Понедельник 21.12.2015 
	Время
	Место 
	ФИО
	Название доклада

	11-00
	133 ауд.
	Зыкин 
Павел Александрович, доцент, СПбГУ
	Вступительное слово

	11-05
	133 ауд.
	Безнусенко 
Галина Владимировна, 
центр ЭМ, IFOM,
Италия
	Применение различных методов коррелятивной свето-электронной микроскопии в изучении трехмерной организации биологических объектов

	11-35
	133 ауд.
	Тацуми Хитачи

Генеральный директор
ООО Джеол (Рус)
	Приветствие от компании JEOL

	11-40
	133 ауд.
	Кирьянов 
Андрей Викторович, 
JEOL-RUS
	Вопросы просвечивающий электронной микроскопии для биологии

	12- 05
	133 ауд.
	Абалмасов 
Данил Сергеевич, 
JEOL-RUS
	Технические решения Jeol для dual-beam

	12-30
	133 ауд.
	Карпушин Андрей Викторович

ВЕУК
	Конфокальные микроскопы Leica

	13-00
	перерыв

	14-00 
	РЦ РМиКТ, пом. 71
	Arthur Sturzenegger, Leica Microsystems
	Метод замораживания-скалывания с использованием оборудования ресурсного центра Leica EM BAF-060

	14-00 
	РЦ РМиКТ, пом. 71
	Кирьянов 
Андрей Викторович, 
JEOL-RUS
	Применение просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM 2100 для исследования биологических образцов.

	14-00 
	РЦ РМиКТ, пом. 71
	Абалмасов 
Данил Сергеевич, 
JEOL-RUS
	Демонстрация возможностей сканирующего микроскопа JEOL JCM-5000 Neoscope 


Вторник 22.12.2015 
	Время
	Место
	ФИО
	Название доклада

	11-00
	133 ауд.
	Зыкин 

Павел Александрович, доцент, СПбГУ
	Система трехмерной визуализации биологических образцов с электронно-микроскопическим разрешением

	11-30
	133 ауд.
	Подпружников Максим Николаевич

ВЕУК
	Пробоподготовка для электронной микроскопии от фирмы Leica, возможности и решения

	12-00
	133 ауд.
	Зыкин 
Павел Александрович, доцент, СПбГУ
	Обзор современных методов криоэлектронной микроскопии

	12-30
	133 ауд.
	Грефнер 
Надежда Михайловна

Институт цитологии РАН
	Опыт использования криосрезов в иммуноцитохимических исследованиях

	13-00
	перерыв

	14-00 
	133 ауд.
	Харазова 

Александра Давидовна, проф., СПбГУ
	Вступительное слово

	14-05
	133 ауд.
	Дондуа 

Арчил Карпезович, проф., СПбГУ
	Жизненный путь профессора А.А. Заварзина

	14-35 
	133 ауд.
	Гамбарян 

Степан Петрович, проф., СПбГУ
	Циклические нуклеотиды и механизмы внутриклеточной сигнализации
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